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摘要(译)

一种使用光学散射确定气泡壳特性的系统和方法。将一个或多个超声造
影剂（UCA）气泡置于成像体积中并用激光照射。 UCA暴露于压力变化
（例如，使用成像脉冲或治疗超声），同时收集和处理光学散射数据。
散射强度与UCA的半径有关。因此，由于变化的压力条件引起的半径变
化导致散射强度的变化。处理收集的数据以提供半径与时间（RT）的关
系。 RT关系适合一个或多个传统动态模型。拟合的经验数据可用于确定
一个或多个UCA参数，例如剪切模量和壳粘度。
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